


ÉTAT

• Ministère de la Défense
Délégation Générale pour l’Armement DGA/MRIS 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale de la Recherche

• Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Direction Générale des Entreprises DGE

COLLECTIVITÉS

• Ville de Nantes 
• Nantes Métropole
• Conseil Général de la Loire Atlantique 
• Conseil Régional des Pays de la Loire 

REVUES

• Photoniques - Publication de la SFO
• Essais Industriels - Revue de l'ASTE
• Mécanique et Industries - Revue de l'AFM
• Mesures 
• Qualité, références et Contrôles, Essais, Mesures 
• Techniques de l’Ingénieur 

• Club CMOI •
CONTRÔLES ET MESURES OPTIQUES POUR L’INDUSTRIE

Il se donne pour mission de favoriser, sous des formes appropriées, l’échange
des connaissances scientifiques et techniques entre la recherche et
l’industrie afin de faciliter les applications industrielles dans tous les

domaines où les contrôles et les mesures optiques et photoniques ainsi que les
techniques d’imagerie et de vision industrielle sont ou peuvent être concernés,
en particulier pour les contrôles non destructifs, les mesures de distances, de
déplacements, de vitesses, de déformations, de contraintes, de formes
macroscopiques ou microscopiques.

• Comité scientifique et technique •

COMITÉ D’HONNEUR

• ARNAUD Jean-Louis ............AIRBUS France - Toulouse (F) 
• BOONE Pierre ........................Dikkelvenne (B)
• TIZIANI Hans........................Université de Stuttgart (D)

Représentant l’Allemagne
MEMBRES

• BENOIT Patrice .....................OPTOPRIM - Vanves (F)
• BERTHAUD Yves .................Université Pierre et Marie Curie, Paris (F)

Représentant le GAMAC
• BOISROBERT Christian.......LPIO, Université de Nantes (F)
• BOSCH Thierry ......................ENSEEIHT-TOULOUSE (F)

Représentant l'IEEE (F)
• BOUTEYRE Jacques .............EADS ASTRIUM Aquitaine

Saint-Médard-en-Jalles (F)
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• BRUN Gérald .........................DRRT Champagne-Ardenne (F)
Représentant le Ministère Délégué
à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche

• CAUSSIGNAC Jean-Marie ..LCPC - Paris (F)
• COLONNA DE LEGA Xavier ZYGO Corp. - Middlefield CT (USA)

Représentant les USA
• DE SMET Marie-Anne ..........AIRBUS France - Toulouse (F) 

Représentant la COFREND
• DESSE Jean-Michel ...............ONERA - Lille (F)
• DEUMIÉ Carole.....................Institut Fresnel - Marseille (F)
• DIARD Alain..........................QUANTEL - Les Ulis (F)
• FERDINAND Pierre..............CEA - Gif-sur-Yvette (F)
• HERVÉ Philippe ....................Université de Paris 10 - Ville d’Avray
• HONLET Michel ....................Carl Zeiss Optronics, Oberkochen (D)

Représentant le Luxembourg
• JACQUOT Pierre ...................NAM-EPFL - Lausanne (CH) 

Représentant la Suisse et EURASEM
• MENNRATH Arnaud............SNECMA Propulsion Solide,

Saint-Médard-en-Jalles (F)
• MONCHALIN Jean-Pierre....CNRC - Québec (C)

Représentant le Canada
• ORTEU Jean-José ..................Ecole des Mines d'Albi

Représentant les Ecoles des Mines
• PICART Pascal ......................ENSIM, Université du Mans
• PRENEL Jean-Pierre .............CREST/FEMTO-ST - Belfort (F)
• RENOTTE Yvon ....................Université de Liège (B)

Représentant la Belgique
• ROOSEN Gérald ....................Institut d’Optique - CNRS - Palaiseau (F)
• SMIGIELSKI Paul .................Rhenaphotonics Alsace,

Mulhouse (F) - Président 
• SPAJER Michel ......................Université de Franche-Comté - Besançon (F)
• SURREL Yves ........................VISUOL Technologies - Metz (F)
• TRIBILLON Jean-Louis........DGA/MRIS - Paris (F)

• Correspondants du Club CMOI •

Le Comité Scientifique et Technique a décidé la création d'un réseau de
correspondants pour mieux assurer la diffusion des informations du club
dans leur sphère d'influence, pour lancer des actions locales en relation

étroite avec le club (formations, journées d'études spécifiques,…) et pour
contribuer à la sélection des conférences dans la mesure de leur disponibilité.

MEMBRES

• AMBS Pierre ...........................MIPS, Univ. de Haute-Alsace, Mulhouse (F)
• APPERT-COLLIN Benoît .....ALPhANOV, Bordeaux (F)
• BAILLY Yannick ....................CREST/FEMTO-ST - Belfort (F)
• BODNAR Jean-Luc ...............LEO, Université de Reims  (F)
• BORZA, Dan ..........................INSA, Rouen - Saint-Etienne du Rouvray  (F)
• BOUDRIOUA Azzedine ........Université Paris 13 - Villetaneuse (F)

Représentant l’Algérie
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• BROUSSET Christine............AIRBUS France, Toulouse (F)
• CARIOU Jack.............................LSOL, Univ. de Bretagne Occidentale, Brest  (F)
• CARRÉ Christiane.................GET-ENST Bretagne, Brest (F)
• CHRISTNACHER Franck....ISL, Saint-Louis (F)
• CORNET Alain ......................UCL, Louvain-la-Neuve (B) 
• DETAILLE Michel .................POP SUD, Marseille (F)
• ECOFFET Carole...................Université de Haute Alsace - Mulhouse (F)
• FAUPEL Michel .....................Rhenovia Pharma, Mulhouse (F)
• FORTIER Stéphane ...............EDF, Chatou (F)
• FOURNIER Nicolas ..............NDT Expert - Toulouse  (F)
• FRANÇOIS Manuel...............UTT, Troyes (F)
• GEORGES Marc ....................Centre Spatial de Liège, Angleur (B) 
• GEX Jean-Pierre ....................ARMIR, Collège de Polytechnique, Paris (F)
• GRZYMALA Roma ...............Rhenaphotonics Alsace, Illkirch (F)

Représentant la Pologne
• KARAMA, Moussa.................LPG/ENIT, Tarbes (F) - Représentant les ENI
• LORECKI Boguslaw..............BERTIN, Aix en Provence (F)
• MARRE Gabrielle ..................ALPhA, Gouvernance de la Route des Lasers

Bordeaux (F) 
• MONTGOMERY Paul...........InESS-ULP/CNRS - Strasbourg (F)

Représentant l’Angleterre
• PIOMBINI Hervé ...................CEA - Le Ripault (F)
• SANDOZ Patrick ...................LOPMD/FEMTO-ST - Besançon (F)
• SLANGEN Pierre ...................Ecole des Mines d'Alès (F)
• VAUTRIN Alain.....................Ecole des Mines de Saint-Etienne (F)

Représentant l’AFM et EURASEM

• Comité d’organisation •

MEMBRES

• Paul SMIGIELSKI, Président, délégué du Comité Scientifique et Technique
• Gérald BRUN, Vice-Président, délégué du Comité Scientifique et Technique
• Catherine HERCÉ et Joëlle BOURGES, SFO, administration
• Roma GRZYMALA et Nathalie RIBAUD, Rhenaphotonics Alsace,

organisation générale
• Christian BOISROBERT et Cyril LUPI, Université de Nantes,

organisation locale
• Pascal PICART, ENSIM, Université du Maine, organisation locale 

• Introduction •

Les potentialités de l’optique (mesures ponctuelles ou globales sans
contact, grande résolution spatiale et temporelle, miniaturisation et bas
coût possibles) sont devenues et deviendront de plus en plus des réalités

dans le monde industriel et dans le domaine des sciences de la vie grâce aux
progrès réalisés dans le domaine de la micro-électronique, de la
micromécanique, de l’imagerie et du traitement du signal.

Le club CMOI « Contrôles et Mesures Optiques pour l’Industrie » est toujours
résolument tourné vers les concepts, les développements et les utilisations de
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nouveaux moyens optiques et photoniques pour l’industrie.
Après le Pays Basque, la Bretagne, le Bordelais, le Territoire de Belfort, la
Région Rhône-Alpes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Région
Alsace et la Région Aquitaine, le club CMOI vous propose de vous rendre en
l’an 2008 à Nantes dans la Région des Pays de la Loire, région très conviviale
et très propice aux affaires avec ses nombreux secteurs industriels.

Le colloque CMOI, qui est aujourd’hui devenue une référence pour tous les
acteurs du domaine, accueille en moyenne 200 congressistes (50%
d’industriels et 50% de chercheurs de la recherche publique - Universités -
CNRS - Grandes Ecoles) et une trentaine d’ exposants industriels et propose
selon une unité de lieu et de temps, un espace d’échanges scientifiques et un
plateau technique regroupant la plupart des technologies commercialisées de
mesure et de contrôle par voie optique. 

Le succès de notre colloque, bien organisé par la Société Française d’Optique
(SFO), est lié aux thèmes proposés et aux efforts réalisés pour rapprocher
chercheurs et industriels, mais également au soutien efficace apporté par de
nombreux et divers organismes complémentaires de la SFO. 

Le programme a été établi pour laisser, comme il est d’usage dans notre
colloque et malgré une forte densité de conférences, assez de temps pour les
discussions et débats, ceux-ci devant permettre que la communication
s’établisse entre opticiens qui développent les techniques de mesure et les
industriels utilisateurs.

Une exposition illustrera le fort potentiel des moyens optiques disponibles
aujourd’hui pour les applications industrielles. On peut remarquer que de plus
en plus de techniques optiques et photoniques sont utilisées maintenant dans
divers secteurs allant de la mécanique du solide à la mécanique des fluides en
passant par les télécommunications, les sciences de la vie, les œuvres d’art,
etc… et les nombreux exposants en apporteront la preuve.
L’exposition durera 2 jours pleins (mercredi 19 et jeudi 20 novembre) et les
sociétés et laboratoires de la Région des Pays de la Loire et des régions
voisines seront invités à venir découvrir les matériels optiques et photoniques
opérationnels pour l’industrie.

De plus, une journée de formation préliminaire au colloque a été programmée
pour donner    aux participants non spécialistes les principes de base permettant
une meilleure compréhension de la majorité des conférences.

PUBLIC CONCERNÉ

Nos conférences concernent un large public : aussi bien les scientifiques que
les ingénieurs, les techniciens et les décideurs de l’industrie, spécialistes ou
non de l’optique, désireux de connaître et d’utiliser les possibilités des mesures
optiques pour les applications industrielles les plus diverses.

RENSEIGNEMENTS : Paul Smigielski
Tél./ Fax : + 33 (0)3 89 46 49 82 - e.mail : club-cmoi@wanadoo.fr

Internet : http://www.club-cmoi.fr.st

INSCRIPTIONS
Voir bulletin d'inscription détachable situé à la fin du programme
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• Formation •

JOURNÉE INTRODUCTIVE AU COLLOQUE DU CLUB CMOI

08h45 - 09h30 Fibres optiques et applications
J.P. GOURE(1) - G. BRUN(2) - (1) Univ. Jean Monnet -
ARUFOG, Saint-Etienne (F) -
(2) DRRT/Champagne-Ardenne (F)

09h30 - 10h15 Fibres optiques spéciales : nouvelles technologies et nouvelles
applications.
TRAYNOR Nicholas J - PERFOS, Lannion (F)

10h15 - 10h30 Discussion, pause café

10h30 - 11h30 Les microscopies et la caractérisation des surfaces
M. SPAJER, G. TRIBILLON - Institut FEMTO-ST/Univ.
de Franche-Comté, CNRS, Laboratoire d'Optique P.M.
Duffieux, Besançon (F)

11h30 - 11h45 Discussion, pause café

11h45 - 12h45 Techniques de speckle : théorie et applications
P. JACQUOT - NAM/EPFL, Lausanne (CH)

13h00 - 14h30 Discussion, repas

14h30 - 15h30 Contrôle non destructif par techniques infrarouges
J.L. BODNAR - Laboratoire d'Énergétique et d'Optique,
Univ. de Reims (F)

15h30 - 15h45 Discussion, pause café

15h45 - 16h45 Mesure de formes et de champs de déplacements
tridimensionnels par stéréo-corrélation d’images.
J.J. ORTEU, École des Mines, Albi (F)

16h45 - 17h00 Discussion, pause café

17h00 - 18h00 Contrôle et mesure de la qualité de l’aspect de surface par
déflectométrie. Y. SURREL, VISUOL Technologies, Metz (F)

18h00 - 18h30 Discussion

• Conférences et affiches •

15h00 - 19h00 Accueil - Inscriptions à la Cité Internationale des Congrès
de Nantes-Métropole.
5, rue de Valmy - 44041 Nantes
Tél : +33 (0)2 51 88 20 00 - Fax : +33 (0)2 51 88 20 80

Voir plan d’accès sur le site : http://congres.nantes.com/

LUNDI 17 NOVEMBRE 2008

LUNDI 17 NOVEMBRE 2008
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7h30 - 8h20 Accueil

8h20 - 8h30 Introduction par P. SMIGIELSKI, Président du club CMOI

8h30 - 9h00 Allocution d’ouverture du Président du Conseil Régional
des Pays de la Loire ou de son représentant
Allocution d’ouverture du Président du Conseil Général
de la Loire Atlantique ou de son représentant

9h00 - 9h25 Conférence introductive 1
“Développement durable : une opportunité pour
l’instrumentation optique ?”
G. BRUN - Délégué Régional à la Recherche et à la
Technologie de Champagne Ardenne,
Châlons-en-Champagne (F)

Session 1 Mécanique des fluides

Présidents Y. BAILLY - CREST/FEMTO-ST, Belfort (F)
J.M. DESSE - ONERA, Lille (F)

9h30 - 9h45 “Contribution à l’étude de la vaporisation de liquide en milieu
fermé par un dispositif de diagnostic optique” - A. LASSAUCE, L. APRIN,
F. HEYMES, N. LECYSYN, A. BONY-DANDRIEUX, P. SLANGEN,
G. DUSSERRE (1), L. MUNIER, E. LAPEBIE, C. LE-GALLIC (2)

(1) Laboratoire du Génie de l’Environnement Industriel, Ecole des Mines
d’Alès (F), (2) Centre d’Etudes de Gramat,
Délégation Générale pour l’Armement, Gramat (F)

9h50 - 10h05 “Interférométrie holographique couleur en transmission
et en réflexion” - J.M DESSE, ONERA, Lille (F)

10h10 - 10h25 “Détermination par spectrométrie visible et infrarouge des
champs de température et de concentration de gaz dans les statoréacteurs et
les échappements de véhicules” - D. RAMEL (1), R. CONSEIL (3),
Ph. HERVE (1), Y. BAILLY (2) - (1) Laboratoire d’énergétique et d’économie
d’énergie (LEEE) - Université Paris X., Ville d’Avray (F),
(2) CREST/FEMTO-ST, Belfort (F)

10h30 - 10h45 “Mesures locales de viscosité et de température au moyen de
pinces optiques” - C. GUZMAN (1), H. FLYVBJERG (2), R. KÖSZALI (1),
F. MOR (1), C. ECOFFET (3), L. FORRO (1), S. JENEY (1) - (1) Institut de
Physique de la Matière Complexe, Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL), Lausanne (CH), (2) Technical University Denmark,
Risø National Laboratory, Biosystems Department, Roskilde (DK),
(3) Université Haute Alsace, ENSCMu, CNRS UMR 7525,
Département Photochimie Générale, Mulhouse (F)

MARDI 18 NOVEMBRE 2008
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10h50 - 11h05 “Lorsque la tomographie laser pose son regard sur le vin
de champagne” - G. POLIDORI (1), G. LIGER-BELAIR (2) - (1) Laboratoire
de Thermomécanique, Université de Reims (F), (2) Laboratoire d’œnologie
et de Chimie Appliquée, Université de Reims (F)

11h10 - 11h30 Pause café

Session 2 Mesures de déplacements et déformations plein champ 1
Présidents Y. BERTHAUD - Univ. Pierre et Marie Curie, Paris (F)

J-J ORTEU - Ecole des Mines, Albi (F)

11h30 - 11h45 “Apports de la stéréoscopie à l’étude des revêtements
d’étanchéité sur paroi béton” - D. BAROUDI (1), G. DEBICKI (1),
F. MORESTIN (2)- (1) LGCIE , INSA, Lyon (F), (2) LAMCOS, INSA,
Lyon (F)

11h50 - 12h05 “Contribution de la métrologie optique dans les processus
de la mise en forme des tôles minces” - F. ABBASSI (1,2), S. MISTOU (2),
O. PANTALE (2), A. ZGHAL (1), R. RAKOTOMALALA (2)

(1) Unité de recherché de Mécanique des solides des structures
et des développements technologiques, ESSTT, Tunis (TN),
(2) Equipe CMAO - Laboratoire de Génie de Production - ENIT, Tarbes (F)

12h10 - 12h25 “Métrologie pour l’expérimentation en détonique, accès au
phénomène de striction” - G. BESNARD (1-2), J.M LAGRANGE (1),
F. HILD(2), S. ROUX(2), C. VOLTZ(3) - (1) CEA/DAM, Bruyères-le Châtel (F),
(2) LMT-Cachan (F), (3) CEA/DAM, Is-sur-Tille (F)

12h30 - 12h45 “Corrélation d’images numériques pour la caractérisation
de phénomènes rapides et de vibrations” - R. LICHTENBERGER (1),
H. GERENTON (2) - (1) LIMESS GmbH, Pforzheim (D), (2) LDS-France,
Courtaboeuf (F)

12h50 - 14h20 Repas

Session 3 Mesures de déplacements et déformations plein champ 2
Présidents J. BOUTEYRE - EADS France, St-Médard-en-Jalles (F)

P. JACQUOT - EPFL/NAM, Lausanne (CH)

14h30 - 14h45 “L’apport de la digitalisation optique dans la mise au point
de matériaux polymères (caractérisation du retrait)” - S. GENOT
TOMO ADOUR, Pau (F)

14h50 - 15h05 “Contrôle non destructif par vibrométrie laser par rapport
aux techniques holographiques - F. BREABAN, D. DEFER, B. DUTHOIT
Laboratoire d’Artois Mécanique Thermique Instrumentation (EA 2472),
Université d’Artois, Faculté des Sciences Appliquées, Béthune (F)
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15h10 - 15h25 “Identification par voie optique des concentrations
de contraintes à l'origine des défaillances d'une carte électronique
embarquée” - D. BORZA, I. NISTEA - INSA Rouen, Laboratoire
de Mécanique, Saint-Etienne du Rouvray (F)

15h30 - 15h45 “Identification de l'endommagement des films polymères des
ballons pressurisés stratosphériques par interférométrie de speckle (ESPI)”
M. CHAABANE(1,2), O. DALVERNY(1), S. MISTOU(1), A. DERAMECOURT (2)

(1) Laboratoire Génie de Production, École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (F),
(2) Centre Nationale d'Etudes Spatiales,Toulouse (F) 

15h50 - 16h10 Pause café, affiches

16h10 - 16h35 Conférence introductive 2
“L’optique intégrée en polymère :
quelques exemples de particularités” - D. BOSC
Laboratoire Foton UMR CNRS 6082, CCLO, ENSSAT,
Lannion (F)

Session 4 Contrôle des matériaux
Présidents M. DETAILLE, POP SUD, Marseille (F)

N. FOURNIER - NDT Expert, Toulouse (F)

16h40 - 16h55 “Inspection de pièces aéronautiques par Ultrasons Laser”
B. CAMPAGNE, H. VOILLAUME - EADS Innovation Works, Suresnes (F)

17h00 - 17h15 “Irradiation d’un tissu biologique par un faisceau laser
Gaussien : comparaison entre les résultats obtenus par la méthode des
éléments finis et par une méthode analytique” - J-Y LE POMMELLEC,
J-P L’HUILLIER - Laboratoire Procédés Matériaux Instrumentation,
ENSAM, Angers (F)

17h20 - 17h35 “Etude de la technique LIBS en vue du tri des vitrocéramiques
dans les déchets verriers” - M. GEORGES (1), A. CARAPELLE (1),
J. MOMBAERTS (1), G. JANSSENS (2), J-P DELANDE - (1) Centre Spatial
de Liège - Université de Liège, Angleur (B), (2)Fost Plus, Bruxelles (B),
(3) FilGLASS, Bruxelles (B)

17h40 - 17h55 “La spectroscopie Raman pour le contrôle non-destructif
de polymères semi-cristallins au cours de leur mise en forme
et de leur déformation” - J. MARTIN (1) , P. BOURSON (1), M. COCHEZ (1),
M. FONTANA (1), J.M. CHASSOT (1), R. CLAVERIE (1), A. DAHOUN (2),
J.M. HIVER (2) - (1) LMOPS, Université de Metz et Supélec, UMR CNRS
7132, Metz (F), (2) LPM, Ecole des Mines, Université Henri Poincaré
Nancy 1, UMR CNRS 7556, Nancy (F)

18h00 - 18h15 “Capteur polarimétrique de torsion. Application
à la caractérisation de matériaux solides” - N. JAVAHIRALY, A. CHAKARI
Univ. Louis Pasteur, Laboratoire des Systèmes Photoniques, Illkirch (F)
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18h20 - 18h45 Conférence introductive 3 : Journées Recherche-Industrie
de l'Optique Adaptative (JRIOA)
“Les dernières innovations en optique adaptative”
S. BUCOURT - Président de l'AFOP, Paris (F) et Imagine
Optic, Orsay (F), V. MICHAU - DOTA/ONERA,
Châtillon (F)

NB : Les journées de l’Optique Adaptative, organisées par l’AFOP en
partenariat avec la SFO, se dérouleront les 19 et 20 novembre 2008 à la
Cité Internationale des Congrès de Nantes Métropole en parallèle avec le
colloque CMOI.
Pour plus d’informations, consulter le site www.optique-adaptative.fr

Session 5 Microscopie
Présidents P. MONTGOMERY - InESS/CNRS, Strasbourg (F)

M. SPAJER - LOPMD/FEMTO-ST, UFC, Besançon (F)

8h30 - 8h45 “Un nouveau procédé de nanotopographie 3D insensible
à tous les défauts mécaniques de déplacement : microscopie interférométrique
en lumière blanche” - D. REOLON, J. COHEN-SABBAN
STIL SA, Aix en Provence (F)

8h50 - 9h05 “La microscopie 4D en ligne; les défis de l'implémentation
d'algorithmes de traitement d'images dans la carte FPGA” - G. JOHNSON ,
P.C. MONTGOMERY , F. ANSTOTZ - Institut d'Electronique du Solide et
des Systèmes (InESS), CNRS, UPR 292, Strasbourg (F)

9h10 - 9h25 “Microscopie numérique : vers une imagerie optique
quantitative haute résolution” - G. MAIRE (1), H. GIOVANNINI (1),
F. DRSEK (1), K. BELKEBIR (1), P. CHAUMET (1), A. TALNEAU (2),
A. SENTENAC (1) - (1) Institut Fresnel, UMR 6133 CNRS, Marseille (F),
(2) Lab. de Photonique et de Nanostructures, CNRS, Marcoussis (F)

9h30 - 9h45 “Les applications de la microscopie tomographique optique”
V. LAUER (1), M. DEBAILLEUL, B. SIMON, V. GEORGES,
O. HAEBERLE (2) - (1) LAUER Technologies, Mulhouse (F),
(2) Laboratoire MIPS LabEl, Université de Haute Alsace, Mulhouse (F)

9h50 - 10h05 “Sarfus : nouvelle technique optique de caractérisation
nanométrique”
N. MEDARD - NANOLANE, Montfort-le-Gesnois (F)

10h10 - 11h10 Pause café, visites des stands et affiches

Session 6 Holographie
Présidents M. GEORGES - Centre Spatial de Liège, Angleur (B)

P. PICART – ENSIM, Le Mans (F)

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008
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11h10 - 11h25 “Gamme de mesure étendue en microscopie holographique
digitale à deux longueurs d’onde” - T. COLOMB (1), J. KÜHN (2),
F. MONTFORT (1), Y. EMERY (1), C. DEPEURSINGE (2) - (1) Lyncée Tec SA,
PSE-A, Ecublens (CH), (2) Laboratoire d’optique appliquée, Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL-STI-IMT,Lausanne (CH)

11h30 - 11h45 “Interférométrie holographique en temps réel pour la mesure
topographique” - A. CORNET, L. JOANNES - Laboratoire d’optique
appliquée, Université catholique de Louvain, Département de Physique,
PAMO, Louvain-la-Neuve (B), * Actuellement chez Lambda-X sa,
Nivelles (B)

11h50 - 12h05 “Analyse vibratoire des milieux granulaires par holographie
numérique de Fresnel bi-couleur” - P. TANKAM (1,2), P. PICART (1,2),
D. MOUNIER (2), V. TOURNAT (2), V. GOUSSEV (1,2), J-P BOILEAU (2)

(1) LAUM, CNRS, Université du Maine, Le Mans (F)
(2) École Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans, Le Mans (F)

12h10 - 12h25 “Interférométrie holographique photoréfractive : nouveaux
développements et applications récentes” - M. GEORGES (1), C. THIZY (1),
G-M HUSTINX (2), Ph. LEMAIRE (2) - (1) Centre Spatial de Liège -
Université de Liège, Angleur (B), (2) Optrion S.A., Angleur (B)

12h30 - 12h45 “Composants diffractants et holographiques
pour les télécommunications” - R. CHEVALLIER
TELECOM Bretagne, Brest (F)

12h50 - 14h20 Repas

14h30 - 14h55 Conférence introductive 4
“Le gyrofibre : aujourd’hui, une réalité”
Th. GAIFFE (1) , H. LEFEVRE (2) - (1) iXSea,
Marly-le-Roi (F), (2) iXCore SAS, Marly-le-Roi (F)

Session 7 Capteurs à fibres optiques et applications :
mesures distribuées par capteurs à réseaux de Bragg

Présidents : P. FERDINAND - CEA, LIST, LMO, Gif-sur-Yvette (F)
C. LUPI (F) - IREENA, Université de Nantes (F)

15h00 - 15h15 “Instrumentation de lignes caténaires par capteurs à réseaux
de Bragg fibrés pour la surveillance du trafic ferroviaire.Du concept de
l’instrumentation aux essais terrain” - G. LAFFONT, L. MAURIN,
N. ROUSSEL, J. BOUSSOIR, S. ROUGEAULT, P. FERDINAND
CEA, LIST, Laboratoire de Mesures Optiques, Gif-sur-Yvette (F)

15h20 - 15h35 “PHOSFOS - Photonic Skins for Optical Sensing”
F. BERGHMANS, H. THIENPONT, P. VAN DAELE (1), P. DUBRUEL (2),
W. URBANCZYK (3), J. RAYSS (4), D.J. WEBB (5), J. VLEKKEN (6),
K. KALLI (7), K. SUGDEN (8)

Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles (B), (1) IMEC, Zwijnaarde (B), (2)
Ghent University, Gent (B), (3) Wroclaw University of Technology,
Wroclaw (PL), (4) Marie-Curie Sklodowska University, Lublin (PL), 
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(5) Aston University, Birmingham (UK), (6) FOS&S, Geel (B), (7) Cyprus
University of Technology, Lemesos, Cyprus (CY), (8) Astasense Ltd,
Shrewsbury (UK)

15h40 - 15h55 “Contrôle in-situ et optimisation du procédé Resin Transfer
Molding (RTM) par capteurs à fibres optiques” - X-A ADURIZ (1,2),
C. LUPI (2), D. LEDUC (2), N. BOYARD (1), J-L BAILLEUL (1), N. LEFEVRE (1),
X. CHAPELEAU (2), C. BOISROBERT (2), D. DELAUNAY (2) - (1) Laboratoire
de thermocinétique, UMR CNRS 6607, Ecole Polytechnique de
l'Université de Nantes (F), (2) IREENA, Université de Nantes, Faculté des
Sciences et Techniques, Nantes (F)

16h00 - 16h15 “Mesure de champs de déformations dans les matériaux
composites stratifiés” - P.A. MORVAN (1,2), N. DAHER (1, 2), C. LUPI (1),
P. CASARI (2), D. LEDUC (1), X.CHAPELEAU (1) et C. BOISROBERT (1)

(1) Université de Nantes, Nantes Atlantique Universités, IREENA EA 1770,
Faculté des Sciences et Techniques, Nantes (F)
(2) Université de Nantes, Nantes Atlantique Universités, GeM UMR CNRS
6183, Faculté des Sciences et Techniques, Nantes (F)

16h20 - 16h35 “Application des fibres optiques à l’instrumentation des
structures de chaussées” - S. DELEPINE-LESOILLE (1), C. LUPI (2),
V. GAUDEFROY (1), D. GUEDON (3), L. WENDLING (4), P. GINEYS (4),
S. TRICHET (1), J.M. HENAULT (5) ET J.M. BALAY (1)

(1) Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Bouguenais (F), (2) Nantes
Atlantique Universités, IREENA, Nantes (F), (3) Laboratoire Régional
des Ponts et Chaussées, Toulouse (F), (4) Laboratoire Régional des Ponts
et Chaussées, Autun (F), (5) EDF R&D, Chatou (F)

16h40 - 17h30 Pause café, visite des stands et affiches

Session 8 Capteurs à fibres optiques et applications :
mesures réparties par effet Brillouin et nouveaux développements

Présidents C. BOISROBERT - IREENA, Université de Nantes (F)
J.M. CAUSSIGNAC - LCPC, Paris (F)

17h30 - 17h45 “La technique de mesure distribuée à fibre optique DITEST et
ses applications industrielles” - M. NIKLES, F. RAVET, F. BRIFFOD
OMNISENS S.A., Morges(CH)

17h50 - 18h05 “Mesure de gradient thermique par fibre optique et effet
Brillouin dans un puits de laboratoire souterrain ” - V. DEWYNTER (1),
P. FERDINAND (1), J-Ph. DUBOIS (2), C. BENTO (3)

(1) CEA LIST, Laboratoire de Mesures Optiques, Gif-sur-Yvette (F),
(2) ANDRA, Chatenay-Malabry (F), (3) EDF R&D, Groupe Mesures
Physiques et Radioprotection,Chatou (F)

18h10 - 18h25 “Mesure autoréférencée du coefficient de gain Brillouin dans
les fibres optiques monomodes ” - V. LANTICQ (1), S. JIANG (2),
R. GABET (2), Y. JAOUËN (2), S. DELEPINE-LESOILLE (3), G. MOREAU (1)

(1) EDF R&D, Chatou (F), (2)TELECOM-Paristech, Paris (F),
(3) LCPC, Paris (F)



18h30 - 18h45 “Récents développements et applications des fibres à cristal
photonique” - G. HUMBERT, J.M. BLONDY, P. ROY, J.L. AUGUSTE,
P. LEPROUX, S. FEVRIER, C. RESTOIN, F. GEROME, R. JAMIER.
XLIM, Photonics Department, UMR CNRS 6172, Limoges (F)

18h50 - 19h10 “Utilisation des capteurs à fibre optique en environnement
nucléaire” - B. BRICHARD - SCK/CEN, Centre Etude de l'Energie
Nucléaire, Mol (B)

20h Banquet du colloque au Château de la Pigossière
à Pont Saint Martin. Soirée conviviale avec
les Gastronomes de la Mer et le Trio Jazz Band. 
Départ en car à 19h30 devant la Cité des Congrès.

Allocution d’ouverture par le Président de Nantes-Métropole ou son
représentant.

Intervention du Président de l’Université de Nantes ou son représentant

Remise du prix Jean EBBENI sponsorisé par la société QUANTEL,
et récompensant un projet innovant abouti avec une réalisation industrielle
effective ou une perspective sérieuse d’application industrielle.

8h30 - 8h55 Conférence introductive 5
“Structures mécaniques et résonance optique: de l'oiseau bleu
aux couleurs interférentielles de Lippmann”
J-M. FOURNIER - Advanced Photonics Laboratory, Institut
de Microtechnique/STI, École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (CH)

Session 9 Radiométrie infrarouge et thermique
Présidents : J.L. BODNAR - LEO, Université, Reims (F)

Ph. HERVÉ - LEEE, Univ. Paris 10, Ville d’Avray (F)

9h00 - 9h15 “Métrologie thermique par radiométrie photothermique
infrarouge face avant sous excitation aléatoire et analyse paramétrique :
présentation comparative de différentes méthodes de mesure de diffusivité
thermique” - S. BRAHIM, J-L BODNAR, Ph. GROSSEL
Groupe de Recherche en Sciences Pour l’Ingénieur/ Laboratoire
d’Energétique et d’Optique (GRESPI/LEO), UFR Sciences Exactes
et Naturelles, Université de Reims (F)

9h20 - 9h35 “Caractérisation des changements de phase de première et
deuxième espèce de métaux et de diélectriques par mesures simultanées dans
l’ultraviolet et l’infrarouge : applications industrielles” - Ph. HERVE (1) ,
Y. ZHU (1, 2), J. CEDELLE (1), M.CHANG (2) , T. WU (2) - (1) Laboratoire
d’Energétique et d’Economie d’Energie Université Paris X, Nanterre (F),
(2) NUAA, Université Aérospatiale, Nanjing, Chine (CN)

JEUDI 20 NOVEMBRE 2008
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9h40 - 9h55 “Discrimination des états de surface de chaussée par
radiométrie” - M. MARCHETTI (1), R. CLAVERIE (2) - (1) CETE de l'EST -
Équipe de Recherche Associée - Laboratoire Régional des Ponts
& Chaussées, Tomblaine (F), (2) Laboratoire Matériaux Optiques,
Photonique et Systèmes ,UMR CNRS 7132, Supélec, Metz (F)

10h00 - 10h15 “La caméra photothermique - Etat de l’art et derniers résultats ”
- M. PIRIOU - AREVA NP - Intercontrôle, Chalon sur Saône (F) 

10h20 - 11h10 Pause café, visite des stands et affiches

Session 10 Diagnostic du patrimoine culturel et architectural
Présidents V. DETALLE - LRMH, Champs sur Marne (F)

J.J. EZRATI - C2RMF, Paris (F)

11h10 - 11h25 “Etude et développement de la spectroscopie d’émission
optique sur plasma induit par laser pour l’analyse de terrain : un exemple
d’application aux œuvres d’art” - R. BRUDER (1, 2), A. SEMEROK (1),
D. L’HERMITE (1), L. SALMON (1), P. MAUCHIEN (1), S. DUCHENE (3),
V. DETALLE (3) - (1) CEA/DEN/DANS/DPC/SCP, CEA Saclay, Gif-sur-
Yvette (F), (2) IVEA, Gif-sur-Yvette (F), (3) LRMH, Champs-sur-Marne (F)

11h30 - 11h45 “Un scanner 3D multispectral pour l’archivage
et la valorisation du patrimoine” - J. DELCOURT, A. MANSOURI,
F. MARZANI, Y. VOISIN - Le2i, UMR CNRS 5158, Université de
Bourgogne, Auxerre (F)

11h50 - 12h05 “Contrôle non destructif in situ d’œuvres d’art par
thermographie infrarouge stimulée”- J.Ch. CANDORE (1), J.L BODNAR (1),
V. DETALLE (2), Ph. GROSSEL (1) - (1) Laboratoire d’Energétique et
d’Optique, UFR Sciences Exactes et Naturelles, Université de Reims (F),
(2) Laboratoire de recherche des monuments historiques,Champs sur
Marne (F)

12h10 - 12h25 “Influence de différents matériaux sur des mesures effectuées
par scanner laser terrestre ” T. LANDES (1), T. VÖGTLE (2)

(1) Equipe MAP-PAGE Photogrammétrie Architecturale et Géomatique,
UMR 694 - INSA de Strasbourg (F), (2) Institut für Photogrammetrie und
Fernerkundung (IPF), Université de Karlsruhe (D)

12h30 - 12h45 “Lasergrammétrie au service de la modélisation 3D très
détaillée d’objets patrimoniaux” - M. KOEHL
MAP-PAGE, UMR 694 CNRS/MCC, INSA de Strasbourg (F)

12h50 - 14h20 Repas

Session 11 Caractérisation des états de surfaces
Présidents C. DEUMIÉ - Institut Fresnel, Marseille (F)

Y. SURREL - VISUOL Technologies, Metz (F)

14h30 - 14h45 “Améliorations et applications de l'interféromètre à onde de
référence ajustable” - F. SEGUINEAU, V. BEAU, J-L. RULLIER 
CEA - CESTA/DLP/SCAL/LSL, Le Barp (F)

15



16

14h50 - 15h05 “Moyens optiques pour la caractérisation de films
magnétiques souples ” - H. PIOMBINI, M. LEDIEU, F. MALAPLATE,
O. ACHER - CEA Le Ripault, Monts (F)

15h10 - 15h25 “Caractérisation de la contamination moléculaire dans le
cadre d’une étude sur l’endommagement laser des optiques à 351nm ”
K. BIEN-AIME (1,2) , E. FARGIN (2) , A. GARCIA (2) , C. BELIN (3),
T. BUFFETEAU (3), J. NEAUPORT (1), I. TOVENA-PECAULT (1) - (1) CEA
CESTA, Le Barp (F), (2) ICMCB-CNRS, Pessac (F), (3) ISM, Talence (F)

15h30 - 15h45 “Evaluation des paramètres d’excitation des plasmons
de surface longue portée des structures multicouches ”
S. MOULLA, A. BELKHIR, R. MOKDAD - Laboratoire de Physique
et Chimie Quantique, Université Mouloud Mammeri, Tizi-ouzou (DZ)

15h50 - 16h30 Pause café, visite des stands et affiches

Session 12 Capteurs et composants
Présidents Th. BOSCH - ENSEEIHT, Toulouse (F) 

P. FERDINAND - CEA, Gif-sur-Yvette (F)

16h30 - 16h45 “Capteurs de vitesse et de déplacement par amplification de la
tension d'une diode laser à cavité verticale (VCSEL) soumise à une réinjection
optique” - H. DOUGAN, J. PERCHOUX, F. BONY - Laboratoire OSE,
INP-ENSEEIHT, Université de Toulouse (F)

16h50 - 17h05 “Développement d’un interféromètre fibré pour des
applications en sismologie et en inclinométrie” S. PULLTEAP,
M. CATTOEN, H. C. SEAT, T. BOSCH, F. BOUDIN (1), J. CHERY (1),
P. BERNARD (2), J. C. LEPINE (2) - Laboratoire d’Optoélectronique pour les
Systèmes Embarqués, ENSEEIHT-INPT, Toulouse (F), (1) Laboratoire
Géosciences Montpellier, UMR5243-Université de Montpellier 2 (F),
(2) Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS, Paris (F)

17h10 - 17h25 “Photopolymères fonctionnalisés pour dispositifs optiques
intégrés” - A. BARSELLA (1), L. MAGER (1), K. D. DORKENOO (1),
S. KAMOUN (2), M. JMAL (2), M. GARGOURI (2), A. FORT (1)

(1) IPCMS, UMR CNRS-ULP 7504, Strasbourg (F)
(2) Laboratoire de l’état solide, Groupe télécommunication optique,
Faculté des Sciences de Sfax (TN)

17h30 - 17h45 “Commande analogique de cristaux liquides ferroélectriques
binaires” - M. MADEC (1, 3), W. UHRING (1), Y. HERVÉ (1, 2)

(1) Institut d’électronique du Solide et des Systèmes/CNRS, Strasbourg
(F), (2) Systems’ Virtual Prototyping S.A.S., Strasbourg (F), (3) Micro
Module, Brest (F)

Session 13 Métrologie et qualité
Présidents M. HONLET - Carl Zeiss Optronics, Oberkochen (D)

Y. SURREL - VISUOL Technologies, Metz (F)



17h50 - 18h05 “Bilan des incertitudes de mesure pour un banc de BRDF
Infrarouge Large Bande 3D aux angles rasants” - L. EUPHERTE,
M. CERISIER, B. POULIGNY, O. GILBERT - Laboratoire Thermique
et Optique, CEA-CESTA, Le Barp (F)

18h10 - 18h25 “Analyse holographique d’un miroir asphérique afin
d’améliorer sa qualité et le processus de polissage” - M. HONLET,
G. LUICHTEL - Carl Zeiss Optronics, Oberkochen (D)

18h30 - 18h45 “Vers un étalon de mesure de pentes et de courbures”
Y. SURREL, P. ROSE - VISUOL Technologies, Metz (F)

18h50 - 19h00 Conclusions et prochains colloques 2009, 2010 et 2011
P. SMIGIELSKI - Président du club CMOI

• Affiches •

Les posters ou affiches pourront être consultés et discutés par les
participants pendant toutes les pauses à proximité immédiate de la salle
d’exposition des stands et de la salle de conférences. Les résumés seront
dans le fascicule distribué aux participants et les articles correspondants
seront édités dans les Actes du colloque

1 “Mesure de champs de déplacements tridimensionnels par couplage caméra
CCD et capteur laser 3D” R. RAHEL (1), M. ROY (2), J-F FONTAINE (1)

(1) Laboratoire LRMA, IUT d'Auxerre, Université de Bourgogne, Auxerre
(F), (2) Laboratoire LE2I - IUT d'Auxerre, Université de Bourgogne,
Auxerre (F)

2 “Contrôle industriel de la composition de la matière. Une nouvelle
génération d'analyseur temps réel” F. FARIAUT, E. BOURIAH COINDRE,
R. BRUDER, A. FORTAS, E. GERARD - IVEA, Gif sur Yvette (F)

3 “Mesure de la déformation et de la vitesse de déformation par ESPI pendant
un essai de micro-traction” J.PETIT, G.MONTAY, M. FRANÇOIS
Université de Technologie de Troyes (UTT), Institut Charles Delaunay,
LASMIS, FRE CNRS 2848, Troyes (F)

4 “Amélioration de la détection de défaut par thermographie infrarouge
stimulée à l’aide d’outils de traitement d’image” J.Ch. CANDORÉ (1),
J.L BODNAR (1), V. DETALLE (1,2), Ph. GROSSEL (1) - (1) Laboratoire
d’Energétique et d’Optique, UFR Sciences Exactes et Naturelles,
Université de Reims (F), (2) Laboratoire de recherche des monuments
historiques, Champs sur Marne (F)

5 “Diodes électroluminescentes de puissance : caractérisations et suivi des
dérives du comportement sous contraintes” G. GRANDET (1),
D. CHARDAIRE (2), A. RHALLABI (1), C. BOISROBERT (1) - (1) UFR
Sciences Département de Physique, Nantes (F), (2) Valeo Eclairage et
Signalisation Eclairage Europe du Nord - Usine d'Angers, Ecouflant (F)
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6 “Mesure par voie optique des coefficients d'expansion thermique des
composants critiques d'une carte électronique embarquée en vue de
l'amélioration de la fiabilité” - D. BORZA, N. BENMEZIANE, A. EL HAMI
INSA Rouen, Laboratoire de Mécanique, Saint-Etienne du Rouvray (F) 

7 “Jonction de fibres optiques par photopolymérisation?” C. ECOFFET,
A. TRABOULSI - Département de Photochimie Générale. CNRS-UMR
7525, Mulhouse (F)

8 “Caractérisation optique de membranes organiques.Application à la
production d’eau potable” R. TAMIME (1), Y. WYART (1), L. SIOZADE (2),
I. BAUDIN (3), C. DEUMIE (2), K. GLUCINA (3), P. MOULIN (1)

(1) Laboratoire de Modélisation en Mécanique et Procédés Propres
(UMR 6181), Université Paul Cézanne Aix Marseille, Aix en Provence (F),
(2) Institut FRESNEL (UMR 6133), Université Paul Cézanne, Marseille (F),
(3) SUEZ ENVIRONNEMENT, CIRSEE, Pôle Qualité Eau, Le Pecq (F)

9 “Guides d’ondes auto-inscrits dans un polymère dopé par des molécules 5
CB” - S. KAMOUN (1), M. JMAL (1), M. GARGOURI (1), L. MAGER (2),
A. FORT (2) - (1) Laboratoire de l’état solide, groupe télécommunication
optique, Faculté des Sciences de Sfax (TN), (2) Groupe optique non
linéaire et d’optoélectronique IPCMS-GONLO, Strasbourg (F)

10 “Analyses locales de couches épaisses complexes par microscopie
interférométrique” - D. MONTANER, P.C. MONTGOMERY,
L. PRAMATAROVA, E. PECHEVA, Institut d'Electronique du Solide et des
Systèmes (InESS),CNRS, Strasbourg (F)

11 “Analyse modale par une matrice de capteurs lasers soumis à forte rétro-
injection optique” - T. BOSCH (1), J. EL-ASSAD (1), G. PLANTIER (2)

LOSE, ENSEEIHT, INPT,Université de Toulouse (F), (2) GSII, ESEO
d’Angers (F) 

12 “Caractérisation métrologique du décodage de l’information dans les
méthodes optiques de champ : application à l’inter-comparaison de méthodes
à codage périodique”
J. MOLIMARD (1), C. BADULESCU, M. BORNERT, J.C. DUPRE, S. EQUIS,
M. GREDIAC, P. PICART, R. ROTINAT, V. VALLE, B. WATTRISSE - GDR
CNRS 2519, Méthodes de champs et identification en mécanique du
solide. Contact : (1) Ecole des Mines, Saint-Etienne (F)

13 “Le point sur les méthodes optiques d'analyses non destructives au service
des objets du patrimoine” J.J. EZRATI - C2RMF, Paris (F)

14 “Ellipsométrie dans l’infrarouge” N. RAMBURE (1), J.L STEHLÉ (2),
Ph. HERVÉ (1) - (1) Laboratoire d’Energétique et d’Economie d’Energie
(LEEE), Ville d’Avray (F), (2) SOPRA, Bois-Colombes (F)

15 “Visualisation en temps réel des aérosols émis lors de l’ablation par laser
de peintures” - P. DEWALLE (1,2,3,4), J. VENDEL (1), J.-M. WEULERSSE (2),
P. HERVE (3), G. DECOBERT (4) - (1) Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire, Service d’Etudes et de Recherches en Aérodispersion des
polluants et en Confinement, Gif-sur-Yvette (F), (2) CEA, Service de
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Chimie Physique, Gif-sur-Yvette (F), (3) Laboratoire d’Energétique et
d’Economie d’Energie, Université Paris X-Nanterre, Ville d’Avray (F), (4)
AREVA NC, Direction Qualité, Sécurité, Sûreté, Environnement, Paris (F)

16 “Mesure de brillance par polarisation” - N. LEFAUDEUX(1),
N. LECHOCINSKI (1), Ph. CLEMENCEAU (1), S. BREUGNOT (1),
A. LANGLOIS (2), P. BENOIT (2) - (1) Bossa Nova Technologies, Venice CA
(USA), (2) Optoprim, Vanves (F)

• Visites techniques •

VISITE DE AIRBUS NANTES

Départ en car de la Cité Internationale des Congrès de Nantes à 9h30.
Retour vers 12h30. Possibilité d’y aller en véhicule personnel.

Adresse :
AIRBUS Nantes
Rue de l’Aviation
44340 Bouguenais (F)

Inscriptions :
La fiche d’inscription et le plan d’accès, avec les détails de la visite, se
trouveront sur le site du colloque : www.club-cmoi.fr.st à la rubrique
Colloque 2008 Visite technique. 
Cette fiche d’inscription doit être envoyée impérativement avant
le 15 octobre 2008 par courriel à club-cmoi@wanadoo.fr

Notez qu’il est obligatoire d’avoir un passeport ou une pièce d’identité
(carte d’identité, permis de conduire) pour effectuer les visites

VISITE DU LABORATOIRE CENTRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES

DE NANTES

Départ en car de la Cité Internationale des Congrès de Nantes-Métropole.
Possibilité d’y aller en véhicule personnel.

Adresse :
Centre de Nantes du LCPC
Route de Bouaye
44341 Bouguenais (F)

Inscriptions :
La fiche d’inscription et le plan d’accès, avec les détails de la visite et les
horaires, se trouveront sur le site du colloque : www.club-cmoi.fr.st à la
rubrique Colloque 2008, Visite technique. 
Cette fiche d’inscription doit être envoyée impérativement avant
le 30 octobre 2008 par courriel à club-cmoi@wanadoo.fr



• Stands •

Comme les années précédentes, il y aura une exposition de matériels
opérationnels pour l’industrie le mercredi 19 novembre et le jeudi 20
novembre 2008.

Cette exposition est réalisée en partenariat avec l’AFOP, l’Association
Française des industries de l’Optique et de la Photonique.

La liste définitive des exposants sera communiquée aux participants avec
les actes du colloque.

Les industriels désirant réserver un stand doivent envoyer un courriel  à
l’adresse suivante : club-cmoi@wanadoo.fr

AFOP 185, rue de Bercy - Paris Cedex 12 (F)
Tél.: +33 (0)1 43 46 27 50 / Site internet : www.gifo.org
“Association Française des industries de l'Optique et de la Photonique”

CONTRÔLES, ESSAIS, MESURES
103, rue La Fayette - 75481 Paris Cedex 10

Tél.: +33 (0)1 42 81 94 00 / Site internet : www.mesures-and-co.com
“La revue des technologies et applications de contrôles pour les
laboratoires et l’industrie”

ELAG Electronik Bureau de liaison France - 50 Avenue de Colmar - 68025
Colmar Cedex (F) - Tél.: +33 (0)3 89 20 63 34 / Site internet : www.elag.com
“Mesures sans contact par triangulation laser”

ENSIM-UNIVERSITE DU MAINE
Rue Aristote - 72085 Le Mans Cedex 9 (F) 
Tél.: +33 (0)2 43 83 35 93 / Internet : http://ensim.univ-lemans.fr/
“Enseignement & Formations Pluridisciplinaires. Recherche à l'ENSIM
et à l'Université du Maine”

EXPO INDUS/OPTO -  GROUPE GL EVENTS 
38/40 avenue de New York - 75016 Paris (F)
Tél.: +33 (0)1 44 31 83 34 / Site internet : www.forum4S.com 
“Organisation de forums et salons” 

FLIR / CEDIP 19, Bd G. Bidault - 77183 Croissy - Beaubourg (F)
Tél.: +33 (0)1 60 37 01 00 / Site internet : www.cedip-infrared.com
“Thermographie infrarouge rapide pour la recherche & l’industrie
et l’analyse de contraintes” 

FOGALE NANOTECH 125, rue de l’Hostellerie
Ville Active/Parc Acti Plus - Bât A - 30900 Nîmes (F)
Tél.: +33 (0)4 66 62 05 55 / Site internet : www.fogale.fr
“Profilométrie et vibrométrie hautes résolutions en atmosphère contrôlée.
Capteurs à fibres optiques. Mesures optiques pour la caractérisation de
substrats multicouches”

FORETEC 11, rue de la République, 42600 Montbrison (F)
Tél.: + 33 (0)4 77 96 89 30 / Site internet : www.foretec.fr
“Endoscopie industrielle, fibres optiques, et loupes binoculaires”
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HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE
19, rue du Saule Trapu – Parc du Moulin de Massy - 91882 Massy Cedex (F)
Tél.: +33 (0)1 69 53 71 00 / Site internet : www.hamamatsu.fr
“Détection, Emission, Modulation de phase et Imagerie Scientifique”

HORIBA Jobin Yvon SAS ZI Vigne aux Loups, 5 Avenue Arago
91380 Chilly-Mazarin (F)
Tél.: +33 (0)1 64 54 13 00 / Site Internet : www.jobinyvon.fr
“Spectroscopies optiques”

HTDS (Hi-Tech Detection Systems) Parc d’activités Moulin de Massy
3, rue du Saule Trapu - BP 246 - 91 882 Massy Cedex (F)
Tél.: + 33 (0)1 64 86 28 28 / Site internet : www.htds.fr 
“HTDS commercialise et assure le suivi de composants optroniques
destinés à l’industrie. HTDS fournit également des solutions intégrées aux
leaders des industries de la santé, de l’automobile et de
l’aéronautique…(Lampes flash, lampes xénon, diodes laser,
LED, photodiodes, thermopiles...)”

IDIL FIBRES OPTIQUES 42, rue Claude Chappe - 22300 Lannion (F) 
Tel.: +33 (0)2 96 05 40 20 / Site internet : www.idil.fr 
“Ingénierie optique & fibre optique, capteurs fibrés,
lasers et spectroscopie”

IMAGINE OPTIC 18, rue Charles de Gaulle - 91400 Orsay (F)
Tél.: +33 (0)1 64 86 15 60 / Site internet : www.imagine-optic.com
“Métrologie optique et optique adaptative au service de la recherche
et de l'industrie”

IMPAC/MIKRON 6, rue de l’expansion - 67150 Erstein (F)
Tél.: +33 (0)3 88 98 98 01 / Site internet : www.impacinfrared.com
“Pyrométrie, scanner, thermographie de process et portable infra-rouges”

iXFiber rue Paul Sabatier - 22300 Lannion (F)
Tél.: +33 (0)2 96 04 10 50 / Site internet : www.iXFiber.com
“Fibres optiques spéciales - Composants fibrés à base de réseaux
de Bragg (FBG) - Sous-systèmes et services”

LA VISION 33, rue des Grandes Mottes - 35510 Cesson-Sévigné (F)
Tél/Fax : +33 (0)2 99 83 16 01/ Site internet : www.lavision.com
“Imagerie, PIV, LIF, LDV, StrainMaster: mesures de vitesses, de tailles,
concentrations, déformations, contraintes en 2D et 3D”

LIMESS GmbH Walther - Rathenau -Str. 13 -75180 Pforzheim (D) 
Tél.: +49 2151 36528-00 / Site internet : www.limess.com 
Société représentée en France par LDS T&M 
Tél.: +33 (0)1 64 86 45 45 / Email : henri.gerenton@lds.spx.com
“Systèmes de mesure 3D de déplacement et de déformation par vidéo-
corrélation”

LOT-ORIEL / ZYGO ZI des Glaises - 4, Allée des Garays - 91120
Palaiseau(F) - Tél.: +33 (0)1 69 19 49 49 / Site internet: www.lot-oriel.fr
“Contrôle interférométrique des surfaces et des microstructures (forme,
rugosité, topographie, couches minces, DMEMS)”

MCSE 38, rue de la Station - BP 40030 - 95131 Franconville (F)
Tél.: +33 (0)1 34 15 28 22 / Site internet: www.mcse.fr
“Systèmes de mesures d'épaisseurs et d'indices par ellipsomètrie et
par réflectomètrie”

21



MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS
1, rue Jules Guesde - ZI Bois de l’Epine - BP 189 - 91006 Evry cedex (F)
Tél.: +33 (0)1 60 91 68 68 / Site internet : www.newport.com
“Micro-positionnement, Technologies de haute précision et Laser”

NDT expert 18, rue Marius Terce - Parc d’activités de Saint Martin du Touch
BP 13033 - 31024 Toulouse Cedex 3 (F)
Tél.: +33 (0)5 34 36 12 00 / site internet : www.ndt-expert.fr
“Contrôle Non Destructif Aéronautique et Spatial - Formation,
Inspection, Expertise, Engineering - Conception et commercialisation de
systèmes optiques portables de caractérisation de structures
aéronautiques”

OPTON LASER INTERNATIONAL
Parc Club Orsay Université - 29, rue Jean Rostand - 91893 Orsay Cedex (F)
Tél.: +33 (0)1 69 41 04 05 / Site internet : www.optonlaser.com
“Lasers et équipements photoniques pour la recherche, l’industrie,
la biophotonique, le spatial. Lasers à solides, sources diodes laser, lasers
à fibres, microchips, lasers continus, ns, ps et fs pour toute longueur
d’onde dans le visible, l’IR et l’UV”

OPTOPHASE 149, rue Bataille - 69008 Lyon (F)
Tél.: +33 (0)4 26 74 24 56 / Site internet : www.optophase.com 
“Instruments de Métrologie Optique et Nanopositionnement”

OPTOPRIM 21-23, rue Aristide Briand - 92170 Vanves (F)
Tél.: +33 (0)1 41 90 61 80 / Site internet : www.optoprim.com
“Capteurs à fibre optique, ultra sons laser, imagerie spectrale,
imagerie 3D”

PHOTONIQUES 52-54 avenue du 8 mai 1945 - 95200 Sarcelles (F)
Tél.: +33 (0)1 34 04 23 23 / Site internet : www.photoniques.com
“La revue des solutions optiques”

QUANTEL 2 bis, avenue du Pacifique - 91941 Les Ulis Cedex (F) 
Tél.: +33 (0)1 69 29 17 00 / Site internet : www.quantel-laser.com
“Lasers, Electro-optique et Diodes”

RHENAPHOTONICS ALSACE Pôle API/ENSPS,
Boulevard Sébastien Brant - BP 10413 - 67412 Illkirch (F)
Tél.: +33 (0)3 90 24 46 38(39) / Site internet : www.rhenaphotonics.com
“Pôle Optique et Photonique d’Alsace”

RSA LE RUBIS BP 16 - 38560 Jarrie (F)
Tél.: +33 (0)4 76 68 53 19 / Site internet : www.rubisrsa.com
“Les monocristaux de saphir. Les alumines denses (poudres,
microbilles…). Les saphirs techniques pour des applications optiques
(hublot) mécano-chimiques (tubes), optoélectroniques et
microélectroniques (substrats) ”

SCIENTEC ZA de Courtaboeuf - 17, avenue des Andes - Bât. Le Cèdre - 91940
Les Ulis (F) - Tél.: +33 (0)1 64 53 27 00 / Site internet : www.scientec.fr
“Caractérisation de surface par profilométrie optique 3D confocale
et interférométrique, microscopie Technologie Sarfus, microscopie
holographique, interférométrie temps réel”

STEINBICHLER Optotechnik GmbH Am Bauhof 4 - D-83115 Neubeuern (D)
Tél.: +49 (0) 8035 8704 0 / Site internet : www.steinbichler.com
“ISISmobile 3100 système de shearographie pour le contrôle non destructif
industriel de composants”
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TAYLOR HOBSON - Ametek Ultra Précision Technologies
Rond-Point de l’Epine des Champs 78990 Élancourt (F)
Tél.: +33 (0)1 30 68 89 30 / Site internet : www.taylor-hobson.com
“Systèmes de mesure d’états de surface, formes et écarts de formes”

TELMAT Industrie
6, rue de l’industrie - BP 130 - Soultz - 68503 Guebwiller Cedex (F)
Tél.: +33 (0)3 89 62 13 36 / Site internet : www.telmat.com
“Capteur 3 D Morphologie Humaine de tout ou partie du corps humain”

UNIVERSITE DE NANTES-UFR Sciences - Lombardie
2 , rue de la  Houssinière 44300 Nantes (F)
Tél.: +33 (0)2 51 12 55 44 / Site internet : www.univ-nantes.fr 
“Physique : étude des paramètres de propagation dans les fibres et guides
optiques.  Capteurs fibrés. Enseignement et formation : études,
caractérisations et applications de composants optoélectroniques”

VISUOL TECHNOLOGIES
4c, La Tannerie, Saint-Julien-les-Metz - BP 30055 - 57072 Metz Cedex 3 (F)
Tél.: +33 (0)3 87 75 54 29 / Site internet : www.visuol.fr
“Mesure et contrôle de forme et de qualité d’aspect de surfaces
par déflectométrie”

• Hôtels, repas et animations •

A Lieu du colloque :
• Cité Internationale des Congrès de Nantes-Métropole,

5, rue de Valmy 44041 Nantes
Tél.: +33 (0)2 51 88 20 00 - Fax : +33 (0)2 51 88 20 80
Internet : www.congres-nantes.fr (sur place accès WIFI Orange)
Contact : Valérie DELBOS - E-mail : valerie.delbos@congres-nantes.fr

A Hébergement :
• Les réservations, en spécifiant bien “Participant au colloque CMOI”, sont à effectuer

dans la limite des chambres disponibles
Les tarifs indiqués sont applicables sur la période du 17 au 20 novembre 2008.
Tous les hôtels sont situés à une distance pédestre de la Cité Internationale des
Congrès et de la Gare de Nantes.

• L’HOTEL DU CHATEAU
5, place de la Duchesse Anne - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 74 17 16 / Fax : 02 40 71 73 89
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 44,85€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 57,70€

• LE SURCOUF
38, rue de Richebourg - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 74 17 25 / Fax : 02 40 93 33 29
e.mail : hotelsurcouf@wanadoo.fr / site internet : www.hotelsurcouf.com
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 54,50€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 58,90€

• L’IBIS GARE SUD
3, allée Baco - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 20 21 20 / Fax : 02 40 48 24 64
e.mail : H0892@accor-hotels.com / site internet : www.ibishotels.com
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 103,60€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 103,60€
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• HOTEL DE LA GARE
5, allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 74 37 25 / Fax : 02 40 93 33 71
e.mail : contact@hotel-gare-nantes.com / site internet : www.hotel-gare-nantes.com
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 80,60€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour:90,20€

• KYRIAD
8, allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 74 14 54 / Fax : 02 40 74 77 68
e.mail : kyriad-nantescentre@wanadoo.fr / site internet : www.kyriadnantescentre.fr
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 103,85€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 103,85€

• MERCURE GARE SUD
50-51, quai Malakoff - 44000 Nantes
Tél.: 02 40 35 30 30 / Fax : 02 40 89 35 43
e.mail : h3448@accor.com

Attention les tarifs sont differents suivant les jours :
• Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 111,85€ pour le 17 novembre

et le 20 novembre 
• Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 134,70€ pour le 17 novembre

et le 20 novembre 
• Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 122,85€ pour le 18 novembre

et le 19 novembre 
• Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 145,70€ pour le 18 novembre

et le 19 novembre 

• LE CARDINAL
41 rue de Richebourg - 44000 Nantes
Tél.: 02 51 12 40 48 / e.mail : cardinalhotel@aol.com
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 43,60€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 48,60€

• LE TERMINUS
3 allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes
Tel : 02 40 74 24 51 / Fax : 02 40 74 44 11
Tarif single petit déjeuner inclus + taxe de séjour : 56,10€

Tarif double petit déjeuner inclus + taxe de séjour: 62,20€

Voir les sites www.resanantes.com et www.nantes-tourisme.com
Vous y trouverez notamment le plan de la ville et la situation des hôtels.

A Restauration :
Les repas du midi et le banquet du colloque du mercredi 19/11/2008
sont compris dans les frais d'inscription. Pour l’organisation, merci
d’indiquer votre présence ou non aux repas sur la fiche d’inscription.

A Banquet :
Banquet du colloque au Château de la Pigossière à Pont Saint
Martin. Soirée conviviale avec les Gastronomes de la Mer et le Trio
Jazz Band. 
Départ en car à 19h30 devant la Cité des Congrès.
Allocution d’ouverture par le Président de Nantes-Métropole ou son
représentant
Intervention du Président de l’Université de Nantes ou son
représentant
Remise du prix Jean EBBENI sponsorisé par la société QUANTEL, et
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récompensant un projet  innovant abouti avec une réalisation
industrielle effective ou une perspective sérieuse d’application
industrielle.

Les autres soirées sont libres. Vous pouvez consulter le site de la ville
de Nantes : www.nantes.fr  pour des soirées festives et culturelles.

A Accès au colloque :
• Par la route : les voies routières connectent directement Nantes à Paris

(3h15) et aux capitales régionales.

• En avion : aéroport international Nantes-Atlantique  avec accès direct à la
Cité Internationale des Congrès par le périphérique en voiture ou  par
navettes bus (15 mn)

• Par le train : 21 TGV quotidiens (toutes les 1/2 heures aux heures de
pointe) placent Nantes à 2h de Paris. Lyon, Lille et Roissy sont aussi
reliées en TGV direct. La Cité Internationale des Congrès est située en
ville face à la gare TGV sortie Sud.

• Site à consulter : www.congres-nantes.fr

• Notes •
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